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Leica

TCS SP5

Erittdin nopea, suuren
resoluution spektraalinen
konfokaalimikroskooppi

Ainoana laajakaistaisena konfokaali-
mikroskooppina Leica TCS SP5 kattaa

kaikki konfokaali- ja multifotonikuvannuk-

sen vaatimukset. Siind on optimaalinen
yleinen suorituskyky ja se tarjoaa tdyden
valikoiman skannausnopeuksia suurim-
milla resoluutioilla.

Todistetusti korkeaherkkyyksinen
SP-detektointi (maks. 5 kanavaa sa-
manaikaisesti) ja valinnaisena saatava
dynaamisen sateenjaon AOBS-laitteisto
tuottavat kohinattomia, kirkkaita kuvia
suurella nopeudella ja minimaalisilla
ndytevaurioilla.

Laitteistoalusta voidaan varustaa uudella
fysiologiaan ja elektrofysiologiaan suun-
nitellulla DM6000 CFS-mikroskoopilla
sekd Leican uudella Leica TCS STED
-superresoluutiolaitteistolla.

Ohjelmistomoduulit (optio): 3D,
Co-localization, Dye Finder, Dekonvo-
luutio, Microlab (FRET, FRAP), FLIM,
FCS, Elektrofysiologia, Live Data Mode

Perinteinen Resonanssi- Spektraalinen
skannausyksikko skannausyksikko kuvausdetektori
m ‘True confocal point- m ‘True confocal point- m Jopa 5 konfokaalikanavaa
scanning” — todellinen scanning” — todellinen samanaikaisesti
optinen leike optinen leike m 'True confocal point-

m Erittdin laaja nakokenttd m Laaja nékdkenttd (15 mm)
Todellinen zoom+ 1...32x

(21 mm)

scanning’ — todellinen
optinen leike

m Jopa maks. 64 megapik- = 16 000 skannausviivaa m Korkeadynaamiset

selin kuvat (8k x 8k) sekunnissa detektorit
m Tiedonkeruu tietysta m maks. 250 kuvaa/s m Alhaisen taustavirran
paikasta (Beam park) m maks. 25 kuvaa/s PMT -detektorit
m 'Point-bleaching FRAP’ 512 x 512 m Korkeaherkkyyksinen
m Todellinen zoom + 1...32x m Jopa 5 konfokaalikanavaa prisma-spektrometri
m Hidas skannausmoodi samanaikaisesti sekd m Haviotdn kaistanvalinta
m Jopa 5 konfokaalikanavaa liséksi muut mahd. m Vapaasti sdddettdva

samanaikaisesti

kanavat (maks. 8)

emissiokaista

m Jopa 2-kanavainen SP m Mukautuu mille tahansa
FLIM (Spectral Fluores- ~ Tandem- varjaykselle
cence Lifetime Imaging), skannausyksikko m 5 kaistaa samanaikaisesti

skannausyksikon sisai-
nen/ulkoinen detektointi

m Perinteinen ja resonanssi-
skannausyksikké samassa
skannausyksikdssa

Vérjayksien erottelu:
5 kanavalle saman-
aikaisesti

m Skannaustavan vaihto
tietokoneohjatusti

Leica TCS SPE

Korkearesoluutioinen spektraa-
li konfokaalimikroskooppi

Leica TCS SPE on tarkoitettu paivittaisiin
tutkimusty6hon ja rutiinikuvannukseen.
Erittdin integroitu laitteisto on suunnattu
erityisille kohdesovelluksille tutkimus-
laboratorioihin seké bio- ja farmasian
teknologiaan. Laite tarjoaa kaikki tarkeat
ominaisuudet ja spektraalisen kuvannuk-
sen — erittdin edulliseen hintaan.

Uusimmalla teknologialla varustettu Leica
TCS SPE on ainoa tdssa luokassa spekt-
raalista detektointia tarjoava laitteisto.

TCS SPE on helppokéayttéinen ja tuloksia
saadaan nopeasti, jopa ensi kertaa laitet-
ta kdyttavatkin. Luja rakenne, kestavat,
pitkdikadiset komponentit ja Leican uusi
ohjelmistoalusta LAS AF varmistavat ettd
mikroskopointi sujuu miellyttavasti ja
nopeasti.

Avainominaisuudet

m S&ddettdva moottoroitu emission
detektio

m 488, 532 ja 635 nm:n eksitaatio-
aallonpituudet, optiona 405 nm

m Vahdkohinaiset diodilaserit

m Korkeadynaaminen PMT-detektori
fotoni-booster-teknologialla

m Vapaasti valittava spektraalinen
detektointi (430-750 nm)

m Eksitoivan aallonpituuden kirkkauden
saato AQTF:1la

m Moottoroitu pddsateenjakaja

m Edistyksellinen korjaussysteemi (ACS)
taydelliseen (405) lokalisaatioon

m Luotettava ja ergonominen
LAS AF -ohjelmisto

m Ohjelmisto paivitettavissa
lisamoduuleilla (3D)

m Esiasennetut laiteasetukset

m Ndaytteiden analysointi aina
8 eri varjaykseen asti

m Helppo tiedonsiirto

m Monta eri tapaa saada tietoa
jatkoprosessointiin

m FErillinen USB omien laitteisto-
asennusten tallentamiseen

m Pitkaikdiset komponentit

m Mahtuu pieneen tilaan

m Ylldpidon minimaalinen tarve

Ohjelmistomoduulit SPE/LSI (optio):
3D, Co-localization, Dye Finder,
Dekonvoluutio, Live Data Mode

Leica TCS SP5 X
Valkoisen laserin SP5

m Jopa 5 konfokaalikanavaa saman-
aikaisesti

m Skannauksen aikana voidaan saataa
valaisevan valon aallonpituutta

m Kaytdnndsséa valohavidton
ensimmdisestd viimeiseen kanavaan

m Jadhdytetyt PMT-detektorit suurem-
paan herkkyyteen ja pienempaan
kohinaan

m FEi tarvetta barrier-suotimille

m Paras punaisen emissioalueen
detektointi

m Skannausvalolahteelle 2 vuoden takuu

m AOBS® mahdollistaa minka tahansa
8 eri aallonpituuden kombinaation

m Suurempi herkkyys kuin milldan
muulla konfokaalilla

m AOTF-ohjattu laserin teho

m Tiettyjen eksitaatiolaserin aallon-
pituuksien ja supercontinuum-linjojen
yhdistdminen ei ole ongelma

Uusi Leica TCS SP5 X Superconti-
nuum on perustavaa laatua oleva
keksinté konfokaalimikroskopiassa.
Laitteisto tarjoaa tiyden vapauden
ja joustavuuden niin eksitaatio- kuin
emissiopuolellakin. Tama keksin-

to mahdollistaa sen, etta tutkijat
voivat ensi kertaa valita vapaasti
eksitaatioaallonpituuden 470...670
nm:n véliltd — 1 nm tarkkuudella.

Kaikki TCS-laitteistot (ei LSI) on
mahdollista varustaa olosuhde-
kammiolla (lampdtila, CO2) ja jaah-
dytetylla Leica digitaalikameralla.

Leica TCS STED
Stimuloitu emission sammuttaminen

Kaytanndssa diffraktiovapaa resoluu-
tio (lateraalinen resoluutio < 90 nm)
STED-toimivuus on taysin integroitu
ohjelmistoon ja laitteistoon parhaim-
man kadytettdvyyden saamiseksi
SP5:n monipuolisuus on tdysin
sdilytetty

STED on saatavissa paivityksena
my6s olemassaoleviin Leica TCS SP5
-jarjestelmiin

Leica TCS LSI
In vivo -konfokaalimikroskooppi
pienille suurennuksille

Leica TCS LSI on ensimmainen super-
zoom 3D-konfokaalimikroskooppi. Se
tarjoaa suuren resoluution yhdistettyna
suuren alan in vivo -kuvannukseen. Uusi
Large Scale Imaging (LSI) -alusta antaa
ruhtinaallisen tydskentelyalueen ja
soveltuu taydellisesti natiiviin ndyte-
analysointiin.

Aito konfokaaliteknologia tarjoaa kristal-

linkirkkaita kuvia parhaimmalla resoluu-

tiolla paljastaen hienoimmatkin yksityis-

kohdat tarkastelun kohteena olevasta

malliorganismista.

Automatisoitu optinen zoom-laitteisto

mahdollistaa tarvittavan suurennuksen

vaihdon portaattomasti. Kayttdja voi

siirtyd yleisnakymaéstd vaivattomasti

yksityiskohtiin ja 3D-navigoida vapaasti

nédytteessa.

m Zoom-alue 16x

Nakokenttd jopa 16 mm

Riittavasti tydtilaa

Naytteen helppo manipulointi

Avautuvat suuret siipiovet ndytetilaan

Pisin moottoroitu tarkennusalue

zZ-suunnassa

Laaja X/Y-liikkutusalue ndytteen

optimaaliseen asetteluun

m Tarkka z-ohjaus galvo-naytepdydalla

m Moottoroidut ja manuaaliset
X/Y-ndytepdydat

m Lisdvarusteita ympériston olosuhtei-
den saatelyyn (lampétila, CO, kosteus)

Leica FCM1000

Kuidulla toteutettu konfokaali-

mikroskooppi

m Plug and play Leica FM -mikrokuidut

m Minimaalinen laitteistokoko

m Yksinkertainen ja suora reaaliaikainen
kuvanhankinta

m Integroitu ja mutkaton kuvan
analysointi ja maarittdminen
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Analytiikan lisdlaitteita Leica TCS SP5:lle

Leica FCS Detektion ristiinkorrelointi ja analysointijarjestelma

FCS (Fluoresenssi korrelaatio
spektroskopia) on menetelmd,
jolla voidaan mitata konsen-

traatioita ja diffuusionope-
uksia kvantitatiivisesti aina
yksittaiselle molekyylitasolle
asti. Tietoa voidaan kayttaa
molekyylien interaktion ja
kuljetusprosessien analysointiin
eldvilla soluilla. Se mahdollis-
taa solusysteemien dynamiikan
ja rakenteiden arvioimisen.

Herkké& detektoinnin ristiinkor-
relointi ja analysointilaitteisto
liitetddn spektraalisen konfo-
kaalimikroskoopin X1-tuloport-
tiin varmistaen siten taydellisen

ja saatovapaan liikkuvien

molekyylien rekisterdinnin

konfokaalimikroskoopin kuvan

FCS-mittauspisteessd, joka on

perusvaatimus merkittaville

tuloksille.

m Kaksikanavainen ristiinkorre-
loinnin optiikka ja FCS-de-
tektointilaitteisto Leica TCS
SP5 AOBS -laitteistossa

m Tdydellinen pikselintarkka
positiointitarkkuus FCS-mit-
tauspisteelle toteutuu, kun
kdytetdan samaa skanneria
ja optiikkaa molemmille

Leica D FLIM2 Diodilaseria valoldhteena kayttava fluoresenssi elinika-mittaustyokalu

FLIM-tekniikka soveltuu
ionikonsentraatioiden, intrasel-
lulaariseen signaalien trans-
duktioon, FRET (Fluorescence

Resonant Energy Transfer), kal-
vojannitteen ja muiden aikakor-
reloitujen yksittaisten fotonien
laskentatekniikkaan. Menetel-
man yksi huomattavimmista
eduista on sen intensitiivisyys;
“shading, photo-bleaching”,
itse fluorokromien konsentraati-
oiden muuttumiseen verrattuna
eksitaatio-intensiteettiin ja
valoldhteen kohinaan.

D FLIM2-lisélaite kayttda
pulssitettua 405 nm:n diodila-
seria valolahteend ja aikare-
ferenssind. Detektiolaitteisto
liitetddn X1-porttiin siten, ettei
se rajoita laitteen normaalia
konfokaali-kuvantamiskayttoa.

m K&yttdd pulssitettua 405 nm
diodilaseria valoldhteend
m Edullinen hankintahinta

Leica MP FLIM2 Multifotonia valoléahteena kayttiva fluoresenssin keston mittaustydkalu

FLIM-tekniikalla voidaan mitata
melko paikallisia parametreja

soluista, kuten ionikonsent-
raatioita, intrasellulaarisia
signaalitransduktioita, FRETia
ja kalvojannitteitd. Se perustuu
aikakorreloituun yksittaisen
fotonin laskentatekniikkaan.
Verrattuna Intensiteettikuvanta-
miseen FLIM on insensitiivinen
fluorokromien konsentraatioi-

den muuttumiseen ja valoldh-
teen kohinaan.

MP FLIM2 -lisélaite kayttaa
multiphotonilaseria valoldh-
teend ja aikareferenssia. Se
tarjoaa FLIM-analyysiin kaikki
multifotonieksitaation edut,
kuten syvemman penetraati-

laitteistoille

m FCS ei tarvitse lisdsaatoja

m 30-50% enemman valoa
AOBS:n avulla

m Parantunut FCS-herkkyys
70-125%

m Suuri mukailtavuus kaytetyil-
le varjayksille ja fluorensoi-
ville proteiineille

m Péivitettavissa kaikille Leica
SP5-laitteistoille

m 405 nm laser tarjoaa myds
UV-kuvannuksen

m Vaihdettava laserpulssin
taajuus koko eksperimentin
ohjaamiseen ja muokatta-
vuuteen

m Helppo kdyttaa ja pitaa ylla

on ndytteeseen, véhemmaén
autofluoresenssia ja vdhem-
mén valotusta tarkennustason
ulkopuolella.

Myynti, koulutus, tekninen tuki ja huolto:
Leica Nilomark Oy, Sinimaentie 10 C, PL 111, 02631 Espoo
Puh. (09) 615 3555, Fax (09) 502 2398

Leica Nilomark
S ——

e

micro@leica.fi, www.leica.fi



